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摘要(译)

根据本发明，提供了一种超声诊断设备，其蜿蜒于接收焦点位置，使得
接收焦点位置在发射焦点深度d1处远离发射光束，并且在较浅区域中更
接近发射光束。比深度d1更深，从而使第一和第二合成光束的形状成为
直线，从而防止显示图像中的条纹图案被生成并且能够获得具有减少的
图像失真的优选图像质量，即使当执行并行接收。
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